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Ausstellungsdatum: 16.09.2022

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19957-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Elektro-, MeR- und Regeltechnik u. Industrieofenbau Schneider
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Durchholzer Strafle 55 b, 58456 Witten

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusitzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefiihrten
Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrofien
Gleichstrom- und NiederfrequenzmessgroRen
— Gleichspannung
— Gleichstromstirke

3 auch Vor-Ort-Kalibrierungen

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 2
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Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen/ Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichspannung OmV bis 250 mV 0,25-1073-U+0,13mV | U= Messwert
Messgerdte =
>0,25V bis 0V 0,25-103-U+0,23 mV
Quellen 0OmV bis 250 mV 0,10-103-U+0,15mV
>0,25V bis 1v 0,17-103-U+0,16 mV
>1V bis Vv 0,23:1073-U+0,40 mV
Gleichstromstarke OmA bis 25mA 0,20-103-7+3,0puA | I=Messwert
Messgerate und
Quellen
Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen/ Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Gleichspannung O0mV bis 250mV 0,60-103-U+0,20mV | U= Messwert
Messgerdte -
>0,25V bis 1V 0,70-103-U+0,23 mV
>1V bis v 0,70-103-U+0,35mV
Quellen OmV bis 250 mV 0,50-1073-U+0,15mV
>0,25V bis 1V 0,60-103-U+0,23 mV
>1V bis 0V 0,70-1073-U+0,40 mV
Gleichstromstarke 0mA bis 25 mA 0,60-103-7+4,5uA | I=Messwert

Messgerate und
Quellen

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DIN

Giiltig ab:

16.09.2022

Ausstellungsdatum: 16.09.2022

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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